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Próbki nadprzewodnika borku magnezu (MgBx) przebadane zostały metodami niskotemperaturowej 

skaningowej mikroskopii oraz spektroskopii tunelowej (STM/STS), jak równieŜ spektroskopii 

fotoemisyjnej (XPS). Próbki MgBx zostały uzyskane nowatorską metodą składającą się z dwóch 

etapów: implantacji jonów boru do podłoŜa magnezowego i przetopieniu obszarów 

przypowierzchniowych przy uŜyciu pulsów plazmy wodorowej. Dla badanej próbki wcześniej 

stwierdzono metodą magnetycznie modulowanej absorpcji mikrofalowej istnienie wysp 

nadprzewodzących charakteryzujących się Tc=31K [1].   

Pomiary STM/STS przeprowadzono zarówno w temperaturze pokojowej (stan normalny) oraz w 

niskich temperaturach – 9 - 13 K (stan nadprzewodzący). Wyniki potwierdzają istnienie miejsc o 

charakterze nadprzewodzącym, co objawia się pojawieniem w obrazie lokalnej gęstości stanów 

przerwy energetycznej ∆=5meV. Wartości tej przerwy jest bliska zmierzonej dla cienkich 

epitaksjalnych warstw MgB2 [2]. Charakterystykę składu chemicznego próbki otrzymano za pomocą 

spektroskopii fotoemisyjnej - XPS. 
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